


TEKNIK OZELLIKLER

Gozlem modlari: Aydinlik alan, gegirimli/iletilen
polarize 151k, konoskopi.

Epi-aydinlatma ve filtreler: X-LED 8 W LED beyaz isik
(6.300 K sicaklik) yogunluk ayarli. Polarizor ve doner
analizorli iletilen 11k, alan ve agiklik diyaframi. Ek
filtre tutucusu ile birlikte.

Bertrand mercegi ve polarizasyon baglantilar:
Konoskopi ve ortoskopi icin menteseli tip merkezleme
mekanizmasi. 0° - 90° donebilen olgekli analizor.

Renk levhasi: Birinci sinif kirmizi (\); A/4; kuvars kama

Kafa: Trinokiler (sabit 50/50), 30° egimli, 360°
donebilen

Gozbebekleri arasi uzaklik: 50 ve 75 mm 3arasi
ayarlanabilir

Diyoptral ayar: Sol mercek Uzerinde
Okiler: WF10x/22 mm, yiksek g6z noktasi

Mercek yuvasi: 4 pozisyonlu mercek yuvasi, bilyali
rulman Uzerinde. Her objekfif icin merkezleme sistemi

Tabla: Kilitleme ve merkezleme mekanizmali
donebilen tabla. 0.1 mm foleransh Vernier 6lgekli. 145
mm ¢ap. Numune tutucu uglu.

Kilitleme & merkezleme mekanizmali donebilen tabla

Polarize Objektifler (gerinimsiz):

10S LWD W-PLAN POL 5x/0.12, W.D. 15.5 mm
10S LWD W-PLAN POL 10x/0.25, W.D. 10.0 mm
10S LWD W-PLAN POL 20x/0.40, W.D. 5.8 mm
10S LWD W-PLAN POL 50x/0.75, W.D. 0.32 mm

Boyutlar: YUkseklik (mm) 505
Genislik (mm) 270
Derinlik (mm) 550

Agirhk: 12.5 kg




IPP

902

IPP 902 jeolojik, petrografik, mineralojik, kristal

yapi karakterizasyonu, asbest analizi, komuir
analizi ve cam, plastik ve polimer ve liflerin kalite
kontroli, elektronik gostergeler ve sivi kristallerin
incelenmesi yapan yer bilimleri endistrileri,
kurumlar, Universiteler, Ar-Ge merkezleri igin
ideal bir mikroskoptur. Geligmis ve etkileyici
optikler, 22 mm genis gorus alani, 6zel X-LED
aydinlatma kaynagi ve yiksek ornek kontrasti ve
homojen parlak isik iretmek icin Koehler aydin-
latici ile donatilmistir.

 metken
1MM 902

Gerilimsiz 10S LWD W-PLAN POL objektifleriyle ilefilen
ve gecirimli 1sikfa aydinlik alan ve polarize 151k
gozlemleri igin gelismis rufin laboratuvar mikroskobu
olan IPP 902 polarizor ve analizor filtreleri, konoskopik
gozlem icin Berfrand lensi, kompansatdr plakalari ve
yUksek hassasiyetli 360°  dondUrulebilic  tablaya
sahipfir. Malzeme biliminde dogru polarizasyon analizi
yapmak icin tUm aksesuarlarla birlikte parlak ve net
goriuntiler sunmak icin 6zel X-LED aydinlatma sistemi
ile birlikte gelir.

IPP 902'nin birgok bileseni, yiksek performans ve ayni
zamanda ¢ok iyi dizeyde givenilirlik ve dayaniklilik
saglar.  Mikemmel  kalite/fiyat  orani,  Uretim
maliyetlerinin ve malzeme segiminin akilli bir sekilde
birlestirilmesinin bir sonucu olarak tasarlanmistir.

Odaklama: Es eksenli kaba ve hassas odaklama
mekanizmasi

Mercek: 0,9 N.A,, iris diyaframi ile birlikte,
merkezlenebilir

ve odaklanabilir, doner polarize filtre ile birlikte
(mentegeli tip)

WF10x/22 mm, yiuksek g6z noktali okiler

Gegirimli aydinlatma (Full Koehler tipi): X-LED sistemi
(beyaz i151k) 3.6 W LED (6.300 K sicaklik) ayarlanabilir
parlaklik. Coklu giris 100-240Vac/6Vdc harici gig



OZELLIKLER & FAYDALAR

Genis Goris Alani (22 mm)

22mm genis gorus alani kullaniciya konfor ve alan saglar.
Bu dzellik, ekstra genis bir alaninin incelenebilecedi ve
dzellikle laboratuvar orfaminda ihtiyag duyulan dogal ve
kolay bir gorise olanak tanidigi anlamina gelir.

Gorintiyi Es Zamanl izle

TrinokUler cikisi ile gelecekte bile en son teknoloji
kameralarla es zamanli olarak gérintilerinizi elde edin.
Her tUr kamera icin modern C montajli odaklanabilir
profesyonel adaptdrler ile kamera secenekleriniz ¢ok
fazla.

Ozgiin X-LED Aydinlatma Kaynag!

0zgin X-LED aydinlatma sistemi, ¢ok yUksek isik
yogunlugu, dzel lens ve kolektor tasarimi, 10m yogunluk
seviyelerinde sabit saf beyaz renk sicakhgl, essiz renk
dogrulugu, homojenligi ve parlakhgr saglar. YUksek
performans icin 151k yogunlugunu iki kafina ¢ikarabilen
ozel teknoloji, sabit saf beyaz renk sicakligi (6,300K renk
sicaklig) saglar. Elektrik faturalarini %90 oraninda
azaltmanizi saglayan inanilmaz derecede diusUk enerji
tUketimi sayesinde dnemli para ve enerji tasarrufu elde
edilir.

Yiiksek Volimli Uygulamalar igin Akilli Tasarim

2 numuneyi kolay ve hizli bir sekilde incelemek igin
boyUk, dayanikli tabla ile isleriniz kolaylasir. Uzun
incelemeleriniz icin ergonomik tasarim ve konfroller,
kolay tasima icin uygun kulplar ile konforlu kullanim
saglar.

iyi Bir Gorinty Analizi igin Iyi Goris

Genis gorUs alani icin WF10x/22 okulerler. Rahatsiz edici
dis 1siktan kurfulmak igin rahat kauguk kap. GozlUk
kullanicilart igin yUksek géz noktasi, iki gdz arasindaki
farklari telafi etmek icin diyoptrik ayar (sol mercek
Uzerinde). iki gbz arasindaki mesafe farkini telafi etmek
icin 50-75 mm gozbebekleri arasi ayari.

Yiksek Kaliteli Polarize Objektifler, Polarizor, Analizér ve
Filtreler

IPP 902, I0S W-PLAN MET obijekfifleri ile birlikte
polarizdr ve analizor filtreleri, konoskopik gézlem icin
Berfrand mercegi, kompansator plakalarl, yUksek
hassasiyetli ~ dondUrUlebilir  fablalar  ve  jeolojik,
mineralojik ve malzeme bilimi uygulamalari icin gUclU
XLED 151k kaynagl ile saglam ve kompakt bir yapiyi
birlestirir. Basit, tam dizlemsel, 10S sonsuz dizeltmeli
optik tasarim, kararli hizalamalar ve pirizsiz ve dogru
hareketler saglar.

22mm FN
20mm FN

Kaba Ve Hassas Odaklama Mekanizmasi

Objektif ve numune arasindaki femasi 6nlemek icin es
eksenli kaba (ayarlanabilir gerilimli) ve limit stop’lu
hassas odaklama mekanizmasi.

%90’lara Varan Enerji Tasarrufu

Sadece 3.6 W'lik enerji fUketimi ile enerji tasarrufu saglar.
50 W halojen lambaya gore ¢ok daha etkin ve verimli
kullanim. Uzun 6mrlG LED 151k ginde 8 saat kullanimda
toplam 65,000 saat = 22 yillik dmre sahiptir.

Guvenli Ve Konforlu Uygulamalar

Cift katmanli mekanik hareketli tabla herhangi bir ¢ikinti
yapmadan yumusak bir harekete izin veren kayis tahrikli
bir mekanizma ile tasarlanmistir. Bu fasarim size daha
kompakt bir ¢6zim sunar ve yanlishkla ellerinizle rafa
carpfiginizda yaralanma riskini azalfir. DUsUk elekfrik
tOketimi (yalnizca 3,6 W] ile birlikte cok yUksek derecede
IStk yogunlugu kaliteli gbdzlemi, enerji fasarrufu ile
birlestirir.




SiPARIS NO: 60 06

62 42 - OkUler WF15x/16mm

62 53 - OkUler mikrometfre PL10x/22mm

60 &1 - 26x76mm mikrometrik slayt. R:1mm,
div:0,01mm

60 58 - 60x/0.80 akromafik objekfif

6181 - Mavi filtre, 45mm ¢ap

6182 - Yesil filtre, 45mm ¢ap

6183 - Yellow filtre, 45mm ¢ap

6184 - Buz mavisi filtre, 45mm ¢ap

62 60 - Vizor lastigi (cift)

60 74 - IMAGINE HARDWARE SET icin baglanti
adaptory, 0.5x odaklanabilir.

60 66 - Temizleme Kiti

Fi
Fil 12462 | 5L.56 | 5.6
Fil 12463 | 4845 | 518
Fil 12453 | B0.37 | 5.5
Fil

T B . —

GORUNTU ANALIZ]

MESURA 200

IMAGIN MESURA 200, kamera ile elde edilen gorintiler
Uzerinde analiz, 6lgme ve degerlendirmelerin daha
saglikli  yapilabilmesi icin  birgok resim isleme
fonksiyonunu iginde bulundurur. Elde edilen mikroyapi
goruntileri mevcut kayith goruntiler ile karsilastirmak
mUmkindur.

IMAGIN MESURA 200 mikroyapi gérintileri Gzerinde; iki
nokta arasi uzaklk, alan, agi, ovallik vb. gibi dlgimleri
yapmaniza, kayit edip arsivilemenize olanak saglar.
Kaynak uygulama degerlendirmeleri, makro analiz, PCB
komponent dlgimleri gibi uygulama alanlari igin idealdir.

Bilgi Notu ekleme 06zelligi sayesinde gorinti Uzerine
yorumlama, grafik, sekiller gibi eklemeler yapmak
mUmkUindir. Bu sayede gorunty Uzerinde iste@inize
gore etiketleme yapilabilmektedir.

IMAGIN MESURA 200, tim verilerinizin gozlemlenmek
ve ftekrar kullanilabilmek amaci ile bir yerde
toplanmasini saglar. Depolanmis fim gorunti ve
verilerinizden yeni ¢ikarimlar elde etmek icin veri
incelemeye olanak tanidigi gibi dilerseniz METKON
Standart Sablonlarini da kullanabilirsiniz.
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IMAGIN Hardware Set

5.0 megapiksel CMOS Kamera, USB2 - PC Aktarim
kablosu, Mikroskop arayUzU, Fotograf c¢ekme,
Kalibrasyon yapabilme imkani.

ORDER NO: 66 10

IMAGIN MESURA 200

Fotograf c¢ekme, arsivleme, gorintd gelistirme
iyilestirme, Kalibrasyon, temel &lgimler (uzunluk,
genislik, kalinlik, agi, gevre, alan v.b.), manuel faz
analizi, fotografa bilgi notu ekleme. Excel'e direk data
transferi. Bilgisayar harig. 1 ginlUk egitim dahil.

ORDER NO: 66 02

IMAGIN GRANO 200

Fotograf ¢cekme, arsivleme ve kalibrasyon. ASTM E112
ve NF EN ISO 643 standardlarina gore fane boyufu
0lcimU, Intercept methodu ile hizli ve hassas 6lgim
kolayligi. Tane sinirlarinin  hassas olarak tespifi.
Granulometry  metodu ile  tane  sinirlarinin
renklendirilerek tespiti ve tane boyutu 06lgOmU.
Minimum, maximum ve ortalama tane biUyukliklerinin
hesaplanmasi. Excel'e dogrudan data transferi,
Bilgisayar Harig 1 g0nlUk egitim dahil.

ORDER NO: 66 04

IMAGIN NODULA 200

Fotograf c¢ekme, arsivileme ve kalibrasyon. Grafit
nodillerinin sekil ve buyUkliklerine gore otomatik
tespiti ve renklendirilmesi, NF EN ISO 945
standartlarina gére dokme demir analizi, Ferrit/Perlit
orani bulma. Excel' e dogrudan data transferi. Bilgisayar
harig. 1gUnlUk egitim dahil.

ORDER NO: 66 05

IMAGIN TRIO

IMAGIN Hardware Set ve tim modiller (IMAGIN
MESURA 200, IMAGIN GRANO 200 ve IMAGIN GRANO
200) aktif, komple gorinty analiz seti. 1 ginlUk egitim
dahil.

ORDER NO: 66 07

* Diger voltaj ve frekanslar istege gbre dizenlenebilir.
Siparisinizde lUtfen belirtiniz.
BUtun spesifikasyonlar belirfilmeden degistirilebilir.






